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５．ベトナムの試験機関について

ベトナムの試験機関について 

 

 

 

(財)電気安全環境研究所 田中喜一 理事 コメント 

 

（１）QUATEST1、QUATEST3 とも、試験所の規模は大きいが、電気・電子分野は、ほとんど活動し

ていない状況で、電気・電子分野の試験設備についても両者に大きな差はないように感じた。

ただ、両機関ともに試験品と思われる市販品の扇風機（ベトナム製を含む）が試験室に置か

れていた。また、電球の試験を行っているようで、光束測定用の積分球（新品）が両機関に

配備されていた。電球の口金のサイズは、E27（日本は、E26）とのこと。 

 

（２）QUATEST１では、試験済みと思われる電線が山積みされていたが、いずれも断面積が大きく、

配電用の電線と思われる。また、試験品と思われる分電盤らしきものが積み上げられていた。

QUATEST１のスタッフの話によると、１３品目の電気製品が強制品目になっても業務量が増加

するとは思えないとのこと。理由までは確認できなかったが、輸入製品が相当数あると思わ

れることから、規格適合性を徹底させるには、税関との連携が重要になろう。 

 

（３）両機関とも ISO/IEC 17025 の認定を受けているとのことであるが、校正期限切れの計測器

が目につき、認定後のフォローアップの実施状況が気になった。また、両機関ともにダスト

チャンバーとアーチシャワー〔IEC 60529 に基づく固形物及び水の侵入に対する保護等級（Ｉ

Ｐコード）の判定に使用する設備〕が配備されていたが、ダストチャンバーについては、保

守が十分に行われていないように見受けられた。いずれにしても、日常業務としての試験業

務に使用されない設備、計測器の維持・管理まで手が回らないということかも知れない。 

 

（４）QUATEST3 は、3ｍの電波暗室を所有しており、2 年以内に 10ｍの電波暗室を建設する予定

をもっているようだが、現在の 3ｍ電波暗室の維持管理（校正等）にかかる費用の捻出が厳

しいとのこと。 

 

（５）QUATEST1 及び 1は、BOA の認定(ISO/IEC 17025)を取得している。また、認証業務（バイク

用ヘルメット等）も実施しており、今後、業務（電気製品に限らず）を拡大しようとしてい

る様子がうかがえる。特に、QUATEST3 は、試験的に独立採算性への移行をしており、国から

の補助が段階的に減少される予定があることも影響しているのかも知れない（QUATEST3では、

日本の家具量販店からの依頼を受けて椅子の強度試験を行っていた)。 
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(財)日本品質保証機構 総務部 国際課 桜井邦夫 参与 所感 

 

適合性評価行為実施のために使用される試験機材、設備等については、その代表的な試験機関で

あるQUATEST1～3（MRA指定CAB）を例にとってみると、当該機関は科学技術省の下部機関として設

置され北部、中部、南部に支所をもち11試験所を電気、機械、化学等の分野別（カテゴリーごと）

に所有しており、BOAの認定取得済みである。この試験機関QUATEST3はホーチミン市に所在し、ま

さに総合試験機関という印象が強い。ファンクション（役割）としては官の業務と民の業務をそ

れぞれに行っており、事業予算は国庫予算と事業収益からの予算で事業がなされている。日本の

独立行政法人に似た組織であるといえる。 

① 化学試験については化学分析に力点が置かれていることがうかがえる。バイオ、重金属等の

分析が可能であることから電気分野への関心としては近々法制化されるとみられる ROHS 指

令への対応が可能となっている。 

② 計量校正においてもレファレンススタンダードとしてのマルチメーターが設備されておりDC

からギガ Hz 以下の高周波領域に至るまでの機器校正が可能である。QUATECT3 としての内部

校正は可能であるがレファレンスをトレーサビリティー体系に乗せるための上位からの値付

けがなされていないことが問題点として残る。 

③ 電気試験について IEC60335 関係はおおむね試験できる環境にあると見受けられるが、基本規

格であるところの同規格 IEC60335-1 についての技術的知見の度合いが十分であるかは疑問

があるところである。 

④ 電子試験については製品に正弦波信号を入力して通常状態をつくり試験を行うのであるが、

そのための周波数発信機とかオシロスコープが試験ブースには設備されてなく試験をできる

環境にはなっていない。ただし信号系を使わない電源等の試験については可能である。使用

規格は IEC60065 の 1985 年版を使っていた。VN 国家規格に採用するまではその規格に準拠す

ることが求められており規格局の対応の遅さを試験実施者は問題点として認識していた。日

本の電気用品安全法の IEC 規格採用の手順と同様な状況にある。 

⑤ EMC試験については専門家として調査した結果報告によることとするが、電波暗室についての

状況を見てきた限りの報告にとどめることとする。「EMC試験所」という大きな建物があるが

シャッターを開けて内部に入ると70％がいまだ広い空間であった。左手には3m暗室（TDK製）

が既に設備されており「試験中」となっていた。一方建屋右手には10m暗室が建設できるよう

に場所が整備されていた。加えて被試験機器用ターンテーブルの設置位置等が既に現場に表

示されておりあとは機材としての暗室を建屋内部で組み立てれば良いところまで計画がなさ

れている。設備された暁には電気電子機器のみならず自動車等からの不要輻射の測定までが

できるように設計がなされている。大きなターンテーブルの設置予定位置からそれをうかが

い知ることができる。現在はそのためのバジェットが申請され政府で認可されるのを待つ段

階であるが、今回のプロジェクトの大きな部分を占めるであろう電波無反射室が早期に建設

されることが期待される。 

 

製品認証は VN certification (QUACERT)が行っており、QUATECT3 は試験所機能だけを有する機関

である。したがって試験結果報告書を作成して提出することを本務とし IEC／ISO17025 の世界だ

けに準じれば良いこととなり IEC ガイド 65 は求められない機関である。 
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６．現地機材実査結果（家電及び EMC）
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ＱＵＡＴＥＳＴ３（ＥＭＣ） 

 

１. ＱＵＡＴＥＳＴ３のＥＭＣ担当者 

ＥＭＣエンジニア３名（ＳＡＦＥＴＹ１６名） 

 

２. １年間の申請１４５件（４９社） 

  1) 試験の申請はすべてベトナム規格での試験。 

    2) 試験品は、ほとんどが情報処理機器（ＩＴＥ：Information Technology Equipment） 

    *CE(欧州)規格、ＦＣＣ（米国）、日本（電安法、ＶＣＣＩ）の試験依頼はない。 

 

３ 現在所有しているＥＭＣ測定機器の一覧 

別紙 (No.1) 参照 

 

*問題点 

*所有している試験のための測定機器は、何も校正されていない。 

 

例 

1) EMI Test Receiver (Rohde & Schwarz, ESCI) 

Last calibration: 2 July 2005 (購入時の校正データのみであり、4 年間校正なし。) 

2) EPM Series Power Meter（Agilent E4419）、Power Sensor 

  (Agilent E9304A)については校正期限が切れていなかったが、ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５の認証機関 

でないデータであった。） 

3) Conducted Common mode disturbance at the telecommunication 試験で用いる 

ISN（Impedance stabilization network）が最新規格に合致していない。 

但し、現行規格(ＴＣＶＮ７１８９：２００２（ＣＩＳＰＲ２２：１９９７）では試験対象外のため問題なし。   

4) ILAC および APLIC の認証機関として登録しているＢｏＡ(Bureau of Accreditation)が 

ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５の認可を取得しています。しかし、校正データも不確かさの算出されておりません。 

通常ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５の５．６項で、機器のトレーサビリティが要求されています。トレーサビリティを確保する 

には、ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５の認定を取得した校正機関に校正を依頼するか、または、自社で内部校正をしたもの

に不確かさを算出しておくことが条件となっています。 
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４ 校正ができない理由 

1) 国内で校正できる機関がない。（トレーサビリティに必要な標準機器もない。） 

2) 海外に校正を依頼すると 1 ヶ月以上の時間有するため、測定に余裕ないため 

試験ができなくなる。 

3) 自社での内部校正についても実施した経験がなくノウハウも不明である。 

今年度、強制規格に関わる測定器（下記参照）は KRISS（韓国）に校正依頼する予定。 

（EMI Test Receiver, AMN, Antenna, Absorbing Clamp） 

 

５ 強制規格の改定 

現行のベトナム規格 TCVN7189:2002(CISPR22:1997)が改訂され、 

国際規格 CISPR22:2007(EN55022:2006＋AI:2007)に変更される予定。 

 

変更内容： 

  Radiated Emission 試験の測定の範囲拡大 

現行の Radiated Emission 試験周波数範囲：３０－１０００MHｚから最大６０００MHｚまで 

拡大される。* 

*試験周波数の範囲は試験品の内部使用最高周波数（クロック周波数）で変わります。 

 

試験品内部使用周波数の最高周波数が１０８ＭＨz 未満であれば、測定は１Ｇ Ｈｚまで実施する。 

試験品内部使用周波数の最高周波数が１０８ＭＨｚ以上５００ＭＨｚ未満の間であれば、測定は２ＧＨｚまで実施する。 

試験品内部使用周波数の最高周波数が５００ＭＨｚ以上１ＧＨｚ未満の間であれば、測定は５ＧＨｚまで実施する。 

試験品内部使用周波数の最高周波数が１ＧＨｚ以上であれば、測定は最高周波数の５倍の周波数または 

６ＧＨｚのどちらか低い周波数まで実施する。 

 

問題点：1000MHz(１ＧＨz)以上を測定する試験設備がない。  

優先的に 1000MHz(１ＧＨz)以上を測定する試験設備を整える必要である。  
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別紙（No.1）：現在 QUATEST3 で所有しているＥＭＣ測定機器の一覧 

QUATEST3

1/2 1 2 5
No. Name of Equipment Range / Division Accuracy
1 3m Anechoic Chamber 26MHz-18GHz 10x8.0x7.5(m) ±4dB X
2 Control Room 10kHz - 10GHz 6.0x3.0x3.0(m) 100dB
3 Shield Room 10kHz - 10GHz 6.0x3.0x3.0(m) 100dB
4 EMI Test Receiver 9kHz-3GHz X X
5 2 Line V-Network 9kHz-30MHz 50μH+5Ω+50Ω X X
6 Line Impedance Stabilization Network 9kHz-30MHz 50μH+5Ω+50Ω X
7 Line Impedance Stabilization Network 150kHz-30MHz 150Ω±20Ω
8 Hybrid Log Periodic Antenna 30MHz-3GHz X X
9 System Controller
10 Antenna Positioning Tower 1m-4m
11 Turntable Diameter:1.5m,　Up to 500kg in weight
12 Transtent Limiter 9kHz-200MHz
13 Video Camera System
14 Camera Interface
15 Click Meter 150kHz-30MHz IF:9kHz RF:50Ω X
16 Absorbing Clamp 30MHz-1000MHz X X
17 Gride Rail 6m
18 Triple Loop Antenna System 9kHz-30MHz 50μH+5Ω+50Ω
19 Balance to unbalance transformer 50Ω-150Ω
20 Signal Generator 9kHz-2000MHz X

Calibration year
Period

Electromagnetic Compatibility(EMC)Testing Lab. Checking
Equipment List

 

 

QUATEST3

1/2 1 2 5
21 Amplifer 80MHz-1000MHz 150W
22 Amplifer 10kHz - 250MHz
23 Log Periodic Dipole Antenna 80MHz-3GHz X
24 Current Probe 10kHz-400MHz
25 Bulk Current Injection Probe 10kHz-230MHz
26 Injection Probe Calibration Fixture 0.01MHz-250MHz
27 Load 50Ω 25W
28 Attenuator 3dB 20W
29 Attenuator 10dB 100W
30 Coupling / Dcouling Network 150kHz-230MHz
31 Passive Impedance Adaotor 150kHz-230MHz 50Ω-150Ω
32 Passive Impedance Adaotor 150kHz-230MHz
33 Electric Field Probe 0.5V/m - 800V/m X X
34 Probe Interface
35 Remote Switch Module
36 EPM Serise Power Meter 9kHz- 110GHz X X
37 Power Sensor 9kHz-6GHz 50Ω X X
38 Power Sensor 9kHz-6GHz 50Ω X X
39 Directional Couple 10kHz-250MHz 600W
40 Directional Couple 10kHz-250MHz 600W

Equipment List
Period

Electromagnetic Compatibility(EMC)Testing Lab. Checking
Calibration year
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QUATEST3

1/2 1 2 5
41 Isolation Transformer 220V/50A/10KVA
42 Isolation Transformer 220V/50A/10KVA
43 Isolation Transformer 220V/40A/8KVA
44 Isolation Transformer 110V/50A/5KVA
45 Isolation Transformer 110V/50A/5KVA
46 EMI Power Line Filter
47 Radio Frequency Cable 50Ω
48 Ultra compact simulator CDN 250V/16A X X
49 Motorized Variac Transformer 260V16A max
50 Capacity coupling clamp
51 EUT monitoring sensor
52 EFT Pule Verification Kit
53 PFS Verification Load Resistor 240V 100Ω±10%
54 High Voltage Differential Probe DC-70MHz X
55 Magnetic field antenna X
56 Current Probe 30A/m:100A/m:1000A/m
57 Field strength Meter 1V/m-199kV/m X
58 Electriostatic Discharge System 0.5kV-25kV ±5% X
59 Comparision Noise Emitter 9kHz-1GHz X X
60 Digital Multimeter 4000mV-1000V X
61 Thermo Hygrometer

62 Coupling network
150kHz-30MHz(EMI),
150kHz-80MHz(EMS),150Ω±20Ω（EMI）

63 Coupling network
150kHz-30MHz(EMI),
150kHz-80MHz(EMS),150Ω±20Ω

X

64 Adapter sets for functional tests on ISN
65 Current Probe X
66 Active Voltage Probe
67 Passive Voltage Probe X

Equipment List
Period

Electromagnetic Compatibility(EMC)Testing Lab. Checking
Calibration year

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

今後、 EMC 試験について必要なもの 
 
１．設備 
１）1-18GHz 放射エミッション測定 
２）SVSWR 測定システム 
３）通信用 ISN 及び電流プローブ 
４）NSA 用ダイポール及びスイープ法アンテナ 
５）現地調整及び技術説明 
 

１．1-18GHz 放射エミッション測定
品名 仕様 単価 数量 価格

1 EMIテストレシーバー 20Hz-40GHz \15,709,000 1 \15,709,000
2 トラッキング・ジェネレータ用アッテネータ 100kHz-3.6GHz \1,545,000 1 \1,545,000
3 トラッキング・ジェネレータ \369,000 1 \369,000

4 プリアンプ
1-18GHz, Gain
36dB,
NF 2.8dB

\900,000 1 \900,000

5 ダブルリッジド・アンテナ 1-18GHz \611,000 1 \611,000
6 RFセレクタ 5 channel \950,000 1 \950,000
7 放射エミッション自動測定ソフトウェア \1,500,000 1 \1,500,000
8 システムケーブル \400,000 1 \400,000
9 GPIBインターフェイス \88,000 1 \88,000

10 システムコントローラ 19inch LCD, Printe \150,000 1 \150,000
11 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \350,000 1 \350,000
12 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \67,000 1 \67,000
13 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \218,800 1 \218,800

小計 \22,857,800  
 ：ISO17025 の校正費用。 

 

２．SVSWR測定システム
品名 仕様 単価 数量 価格

14 ネットワーク・アナライザー \245,452 1 \245,452
15 ２ポートテストセット 300kHz-20GHz \6,255,249 1 \6,255,249
16 ３．５ｍｍエコノミキャリブレーション 26.5GHz \668,910 1 \668,910
17 POD16,POD618 1-6, 6-18GHz \1,603,000 1 \1,603,000
18 レーザー墨出し器 \188,000 1 \188,000
19 精密アンテナポジション、測定ソフトウェア \1,200,000 1 \1,200,000
20 システムケーブル \400,000 1 \400,000
21 GPIBインターフェイス \88,000 1 \88,000
22 システムコントローラ 19inch LCD, Printe \150,000 1 \150,000
23 電波吸収体 \23,000 20 \460,000
24 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \35,099 1 \35,099

小計 \11,293,710  

 ：ISO17025 の校正費用。 
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今後、 EMC 試験について必要なもの 
 
１．設備 
１）1-18GHz 放射エミッション測定 
２）SVSWR 測定システム 
３）通信用 ISN 及び電流プローブ 
４）NSA 用ダイポール及びスイープ法アンテナ 
５）現地調整及び技術説明 
 

１．1-18GHz 放射エミッション測定
品名 仕様 単価 数量 価格

1 EMIテストレシーバー 20Hz-40GHz \15,709,000 1 \15,709,000
2 トラッキング・ジェネレータ用アッテネータ 100kHz-3.6GHz \1,545,000 1 \1,545,000
3 トラッキング・ジェネレータ \369,000 1 \369,000

4 プリアンプ
1-18GHz, Gain
36dB,
NF 2.8dB

\900,000 1 \900,000

5 ダブルリッジド・アンテナ 1-18GHz \611,000 1 \611,000
6 RFセレクタ 5 channel \950,000 1 \950,000
7 放射エミッション自動測定ソフトウェア \1,500,000 1 \1,500,000
8 システムケーブル \400,000 1 \400,000
9 GPIBインターフェイス \88,000 1 \88,000

10 システムコントローラ 19inch LCD, Printe \150,000 1 \150,000
11 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \350,000 1 \350,000
12 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \67,000 1 \67,000
13 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \218,800 1 \218,800

小計 \22,857,800  
 ：ISO17025 の校正費用。 

 

２．SVSWR測定システム
品名 仕様 単価 数量 価格

14 ネットワーク・アナライザー \245,452 1 \245,452
15 ２ポートテストセット 300kHz-20GHz \6,255,249 1 \6,255,249
16 ３．５ｍｍエコノミキャリブレーション 26.5GHz \668,910 1 \668,910
17 POD16,POD618 1-6, 6-18GHz \1,603,000 1 \1,603,000
18 レーザー墨出し器 \188,000 1 \188,000
19 精密アンテナポジション、測定ソフトウェア \1,200,000 1 \1,200,000
20 システムケーブル \400,000 1 \400,000
21 GPIBインターフェイス \88,000 1 \88,000
22 システムコントローラ 19inch LCD, Printe \150,000 1 \150,000
23 電波吸収体 \23,000 20 \460,000
24 CAL (IEC/ISO 17025校正) CAL ISO17025 \35,099 1 \35,099

小計 \11,293,710  

 ：ISO17025 の校正費用。 
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３．通信用ISN及び電流プローブ
品名 仕様 単価 数量 価格

25 ISN 非シールド平衡　２線式 \305,000 1 \305,000
26 ISN 非シールド平衡　４線式 \554,000 1 \554,000
27 ISN 非シールド平衡　８線式 Cat 3/5 \565,000 1 \565,000
28 ISN 非シールド平衡　５線式 Cat6 \385,000 1 \385,000
29 ISN 8線式 \151,000 1 \151,000
30 電流プローブ \301,000 1 \301,000
31 伝導エミッション自動測定ソフトウェア \1,000,000 1 \1,000,000
32 簡易自動測定ソフトウェア \250,000 1 \250,000
33 システムケーブル \100,000 1 \100,000
34 GPIBインターフェイス \88,000 1 \88,000
35 システムコントローラ 19inch LCD, Printe \150,000 1 \150,000
36 ISN T2A ISO 17025校正 CAL ISO17025 \56,000 1 \56,000
37 ISN T4A ISO 17025校正 CAL ISO17025 \108,000 1 \108,000
38 ISN T8 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \56,000 1 \56,000
39 ISN T8 Cat6 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \56,000 1 \56,000
40 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \23,000 1 \23,000
41 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \46,000 1 \46,000

小計 \4,194,000  

 ：ISO17025 の校正費用。 

 

４．NSA用ダイポール及びスイープ法アンテナ
品名 仕様 単価 数量 価格

42 VHF精密ダイポール 30-300MHz \253,000 1 \253,000
43 UHF精密ダイポール 300-1000MHz \253,000 1 \253,000
44 シグナル・ジェネレータ \247,355 1 \247,355
45 周波数レンジ 100kHz-20GHz \2,132,471 1 \2,132,471
46 ステップアッテネータ \398,826 1 \398,826
47 AM/FM/位相変調 \341,851 1 \341,851
48 パルス変調 \410,221 1 \410,221
49 アンテナホルダ/バラン \202,000 2 \404,000
50 バイコニカルエレメント 30-300MHz \79,000 2 \158,000
51 ログペリ・アンテナ 250-2400MHz \293,000 2 \586,000
52 サイトアッテネーション自動測定ソフトウェア \800,000 1 \800,000
53 システムケーブル \400,000 1 \400,000
54 GPIBインターフェイス \88,000 1 \88,000
55 システムコントローラ 19inch LCD, Printe \150,000 1 \150,000
56 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \105,000 1 \105,000
57 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \135,500 2 \271,000
58 ISO 17025校正 CAL ISO17025 \220,000 2 \440,000

小計 \7,438,724  

 ：ISO17025 の校正費用。 
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５．現地調整及び技術説明 

59 エンジニアリング費 14日×\120,0000-/日×2人 \3,360,000 1 \3,360,000
システム据付調整 4日
取扱説明・検収作業 2日
NSA＆SVSWR測定 4日
予備日 1日

60 渡航費＆滞在費 （\1000,000-　+　\10,000×13日 )× 2人 \460,000 1 \460,000
渡航費 \100,000-
滞在費 \10,000- ×13日 小計 \3,820,000  

設備の合計金額 ：\49,604,234 

 

２．研修 
Quatest3(クオーテスト３)EMC エンジニア技術研修。 
Quatest3(クオーテスト３)EMC エンジニア 2 名に対して 1 ヶ月～2 ヶ月間の OJT の実施。 

 

 

 

問題点： 

・ 機器の校正について、費用を今後どのように対応していくかが 
課題である。 
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